Lista objetych programem ksztatcenia na kierunku ISSP zagadnien z zakresu
informatyki stosowanej obowigzujacych na egzaminie inzynierskim

A.1. Programowanie C++

obiekt, klasa, metoda, this

hermetyzacja danych

funkcje wirtualne

obstuga bteddéw, wyjatki, RAII (ang. resource acquisition is initialization)
przekazywanie parametrow do funkcji (wskazniki, referencje, wartos¢, move)
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A.2. Jezyki skryptowe
a. pordownanie z jezykami kompilowanymi (wady, zalety)
b. przekazywanie parametréw do funkcji (Python)

A.3. Algorytmy
a. ztozonos$c¢ obliczeniowa algorytmow
b. algorytmy sortowania
c. wady i zalety rozwigzan rekurencyjnych

A.4. Struktury danych
a. lista, mapa, tablica, zbidr (przyktad problemu pasujacego do danej struktury)
b. drzewa binarne, binarne drzewa poszukiwan, drzewa czerwono-czarne
c. graf (definicja, zastosowania w informatyce)

A.5. Bazy danych
a. rodzaje baz danych (relacyjne, nierelacyjne)
b. sktadnia i zastosowanie jezyka SQL

A.6. Aplikacje WWW
a. CSS (selektory i ich sktadanie, klasy)
b. HTML (skfadnia, tabele i ich formatowanie)
c. Java Script (jQuery, sktadnia jezyka, canvas)

A.7. Urzadzenia mobilne
a. platforma Android (Srodowisko uruchomieniowe, maszyna wirtualna,
warstwa deweloperska, warstwa aplikacji)
b. programowanie na platformie Android (narzedzia, jezyki, aktywnos$¢ (ang. activity)
i intencja (ang. intent))
c. cykl zycia aplikacji

A.8. Modelowanie
a. metody numeryczne rozwigzywania rownan rézniczkowych zwyczajnych
b. systemy czasteczkowe (ang. particle systems)
c. model masy zawieszonej na sprezynie (ang. spring-mass model)

A.9. Statystyka
a. histogram i charakterystyki préoby: srednia, wariancja i mediana
b. centralne twierdzenie graniczne i jego znaczenie praktyczne



Lista objetych programem ksztatcenia na kierunku ISSP zagadnien z zakresu
systemow pomiarowych obowiazujacych na egzaminie inzynierskim

B.1. Pomiar oraz ocena niepewnosci pomiaru
a. przyrzady pomiarowe wielkosci elektrycznych (woltomierz, amperomierz, omomierz)
b. doktadnos¢ przyrzadu i niepewnos$¢ pomiaru
c. pomiary posrednie i prawo propagacji niepewnosci
d. prawidtowy zapis wynikéw pomiaru

B.2. Obwody pradu statego
a. prawa Kirchhoffa i twierdzenie Thevenina
b. idealne i rzeczywiste zrédto napiecia
c. potaczenie szeregowe i rownolegte elementdéw (rezystancja i pojemnos¢ zastepcza)
d. dzielnik napiecia (efekt obcigzenia, sztywnosc¢)

B.3. Elementy obwodow elektrycznych

elementy RLC (wtasciwosci, charakterystyki, przyktady praktycznego wykorzystania)
pasywne elementy poétprzewodnikowe (diody)

aktywne elementy potprzewodnikowe (tranzystory)

wzmachiacze operacyjne (parametry idealnego i rzeczywistego wzmacniacza,
sprzezenie zwrotne, uktady pracy)
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B.4. Akwizycja danych pomiarowych
a. etapy akwizycji danych
b. strona sprzetowa i programistyczna
c. LabVIEW jako narzedzie komputerowego wspomagania pomiaréw i przetwarzania
danych

B.5. Przetwarzanie i transmisja sygnatéw

prawidtowe odwzorowanie sygnatu

filtrowanie

konwersja analogowo-cyfrowa i cyfrowo-analogowa
metody i rodzaje transmisji

rodzaje modulacji
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B.6. Uktady cyfrowe

bramki logiczne i ich fizyczna realizacja

uktady kombinacyjne (sumator, komparator, enkoder, dekoder, multiplekser,
demultiplekser)

uktady sekwencyjne (zatrzask, przerzutnik, rejestr, licznik, maszyna standéw)
pamieci (rodzaje, budowa, taczenie)

mikrokontrolery

programowalne uktady logiczne (FPGA)
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